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1. Bu onayli teknik sartname, yaylr%
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"/ Bu tekni sartryne, Milli Savunma Bakanligi ihtiyaci ig¢in satin

sfe‘ii’fﬁ‘ ezgih/Cihaz Donanim, Bakim, Onarim ve Ayarlanmas1 Hizmet Allme ik

ozelliklerini, denetirm muayene metotlari ile diger hususlar1 konu alir.

2. GEWI&SUSLAR Nt
2.1. Tanim

2.1.1. AtbCihaz ve/veya donanimin fonksiyonlarindan bir yeya ﬁirden fazlasini
yerine getirememesi, hi¢ ¢alismamasi, komutlara cevap vermemesi, anoéﬂgku, ses, titresim,
s1zinti a kacak algilanmasi, iletisim kurmamasi veya ¢ikti kﬁm il bozulmas: gibi
sorunl%

Vv

2.1.2. Ayar: Cihaz ve/veya donamimdaki fiziksel p ametrelerin ¢aligtifi ortam
késullarthda referans ol¢tim cihazlar1 ve/veya cihaz donanimin{n k®gdi yazilim veya donanimi
Diagnostic Test, Self Test, Built in Test vb.) ile tesf\edilfhesi, 6lgiim degerlerinin
arjilastirilmasi, kayitlarinin tutulmasi cihaz ve/veya d 1191 ait bozulan parametrelerin
dtizeltilmesi islemleridir. (|

1.3, Bakim:  Sistem/Tezgdh/Cihaz Dorﬁmun arizlarin ~ onlenmesi  ve

J fonksiyonelliginin korunmasi amaciyla bakim ka 1n1a servis dokiimanlarinda yer alan

hususlarin periyodik olarak yerine getirilmesidir. v
2.14. Islem: Bakim, onarim ve ayar islergaher biridir.

conu », ( Vv

Q | )
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2.1.5. Modifikasyon: Envanterde mevw olan cihaz ve/veya donanim iizerinde,
teknolojik gelismeler nedeniyle yapilan tadilatlar ile mevcut kapasitenin ve imkanlarin
degistirilmesi, iyilestirilmesi ve gelistirilmes( sonucunda kazanilan yeni yeteneklerdir. (O
2.1.6. Onarmm: Arnzanin gidegiln®gsi, eski fonksiyonlarini yerine getirebilir hale O vV
getirilmesi iglemidir. n (\
2.1.7. Periyodik Baklm:ﬁelirli{aman araliklar1 ile yapilan koruyucu bakimdir. ( ) v
2.1.8. Donanim: Kenﬁgﬁslﬁa bir hizmet yapabilen markasi/modeli, seri num SeJ

5 1l

| )

teknik dokiimani, parga lﬁ
birlikte de kullanilabilenh.afhaycihazin herhangi bir fonksiyonunu veya tamamini Yéri
getirmesinde kullamlag’ giha?/malzemelerdir.(T1ibbi Goriintilleme Cihazina ait filfn banyo
cihazi, film basma m?kineq'pgibi).

5

veya diger gerekli yaymlari bulunan, farkli bir cikcz
e

2.1.9. Yedﬁ Papta: Bakim ve/veya onarim esnasinda degistirilmesi ‘!ereken
malzemelerdir.

2.1.10. h Tek basina veya birlikte kullanilabilen, amaglananini yerine
getirebilmesjNgin grekiyorsa bilgisayar yazilim ile de kullamlan elektronik, mekanik ve/veya

optik ¢alisma esSlarina sahip teshis, tedavi, rehabilitasyon ve laboratuvar,ﬁlg:ﬁm, test amagli

donanim, linite ve yazilimlardan olusan eleman topl?y

kullamlan yalzemelerdir. (Q

2.1.l» Sistem: Birbirleriyle iligki iginde olan, birbirleriyl@\etkil€sen eleman, cihaz,
bil a duf.
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Kapsam )

) envanterinde mevcut

is e;l?erinin miinferit olarak veyaen .
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22.1. Bu teknik sartnamede, idareni
ijsfem/Tezgah/CihaﬂDonammm, bakim, onarim ve ayald

ikisi bir arada olacak sekilde yiiklenici tarafindan g{qul rilmesini kapsar. /.;«/;(\\%ﬁ #
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" Genel Istekler v/ n 4

. Hizmeteatabi futulacak Sistem/Tezgah/Cihaz/Donanimin ismi, m s1, sa
modeli ile hizmet m:}mmda yapilacak islem (bakim/onarim/ayar) ihale inda

belirtildigi gibi o% w
3.1.2. is% 1 tutulan cihaz ve/veya donanimlari, ¢alisir vaziyette teslim €dilecektir.

3.1.3. Yazilimin bozulmas:i veya hasar gérmesi durumunda lisansl y{zﬂlm yiiklenici
tarafindan temyn edilerek yiiklenecektir.

3.14. Lisans haklar1 ve diger kurum ve kuruluslara ait yazﬂ@y ullanilmasina ait
ikleniciye ait olacaktir. /N

SO
3.;3. ‘/ Yiiklenici, Sistem/Tezgah/Cihaz/Donanim Bakyfry, Onanim ve Ayarlanmasi
hizmetialimina konu olan cihaz ile ilgili olarak gallstlracagt‘t%k}rsonelin en az birisi i¢in,
(12 i firmasindan veya iiretici firmanin yetkilendirdigi egiti erkezinden verilmis bakim
1m konusunda egitim belgesinin istenip istenmeyecegithaleddokiimaninda belirtildigi gibi

(‘ ‘gacaktlr. Egitim belgesinin istenmesi halinde s6zlesménin jinzalanmasinin ardindan ihale
] okiimaminda belirtilen siirede yiiklenici tarafindan idareye,sunulacaktir.

( \ 3.1.6. Hizmet kapsaminda ihtiyag duyulacﬁ(\d)? ek parga ve sarf yiiklenici veya
(\ J  idareden, hangisi tarafindan temin edilecegi v, par¢anin kullanim yerine takilmasi
‘/ hususlar: ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olac
b 3.1.7. Islemlerde kullanilan ve yiiklenici™gtafindan temin edilen tiim 6l¢iim ve test
cihazlan kalibre edilmis olacaktir. Kalibrasyon belgeleri yiiklenici tarafindan islem esnasinda
y ibraz edilecektir. / (O
3.1.8. Hizmetin bir defalik mlg@odik mi olacag, periyodik olacaksa siiresi ihale O W,
dokiimaninda belirtildigi gibi olacék\r. (\
3.2. Teknik istekler /% v ( g
3.2.1. Islem bitiminde/CihaZz Ve/veya donammlarin devre dis1 birakilan alarm ya@
emniyet unsurlar1 varsa telﬁ if hale getirilecektir. 3 J
3.2.2. Islem biti 1ndg/cihaz ve/veya donamimlarin en az islem 6n?esindel[1
fonksiyonlari yerine ;lifyr olacaktir. . Y
3.2.3. Islemle{ esnasinda cihaz ve/veya donamimlarin fonksiyonelliginde org})é jkacak
sorunlar yﬁklenici‘mafl an giderilecektir.
3.24. B 'ﬂéri esnasinda veya onarim sonrasinda veya yedek parg d¢Bistirilmesi
sonucunda tekni kiimanlarina gére ayar gerekiyorsa cihaz ve/veya donanymlarin ayar
yapllacaktlr.§ /
3.2.5. Bakim Islemi ile Ilgili Miinferit Istekler (@

3.2.54x Periyodik bakim hizmeti istenmesi halinde, yﬁkleniﬂa dan tretici firmanin
yayi oldugu teknik dokiimandaki hususlar1 igerecek sekilde yiyodik Bakim Formu
h@a cak ve idareye onaylatacaktir.

(3257 Periyodik bakim islemleri, tretici firmam i lédigi periyotlarda yerine
etirilecektir. Bakim formunda bir siire belirtilmemisse ﬂl eriyodu ihale dokﬁmanmcﬁlg e
( lirtildigi gibi olacaktir. ) & ” =

(\ ‘/ 3.2.5.3. Yiiklenici Periyodik Bakim Formuna Fé{e l')‘ylm islemini tamamladxktay,
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Ce fonndakl “her bir yapllceQ ‘ijeme ait satira isin yapildigimi belirtecek Vgeévarsa./

- 'degi'étixil‘fé/modiﬁkasyon u§‘u)lar1m da belirterek formu imzalatarak kontrol te lanyi
iz ’B'ayfﬁacaktlr. D

3.2.54. Bakim £s suAa cihaz ve/veya donanima ait iiretici firmanin yayin ﬁugu
servis dokiimani yer/alan bakim periyotlarin/degistirme miatlarina gore degigtirmesi
gereken pargalar ehici tarafindan degistirilecektir. N

3.2.5.5. Chye/veya donanima mevcut yazilimdan daha {ist versi)?n bir yazilim
yliklenmesi ile ilgifl hususlar ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

3.2.5.6. 6retici tarafindan yayinlanan zorunlu modifikasyonlar yii tarafindan cihaz
ve/veyd d ima uygulanacaktir. J
3.2.4 Y~ Onarim Islemi ile lgili Miinferit Istekler 4

30, Yiiklenici tarafindan temin edilecek yedek parcaldr, ﬁn‘addede belirtilen istisna
<urumu hari¢ cihazin yedek par¢a katalogunda belirtilen par‘w aedktir.

(\ 200.1.1. Yiiklenici tarafindan temin edilecek yedek{a;gah/ kapsaminda ihtiyag duyulan
‘?dek parcanin iiretici firma yazili beyana gére temin e(liynemesi halinde cihaz ve/veya
onammlarin baska modeline ait yedek parca kullanllmasud}rumunda modifikasyonu yiiklenici
¢ / firma tarafindan yapilacaktir. (\
9

n J 3262 Yiiklenici tarafindan temin edilec dé( pargalar, cihaz ve/veya donanimla
‘/ uyumlu olacaktir,

b 3.2.6.3. Cihaz ve/veya donamm iizerindeki ayfzali parcanin onarilip onarilmayacagi veya
degistirilecegi ile ilgili hususlar ihale dokiimaminda belirtildigi gibi olacaktir. Onarim
V yapilmasi durumunda yiiklenici yedek parg;axfn cihaz ve/veya donaniminda kullanimimin uygun (O

oldugunu yazili olarak taahhiit edecek(rO n

3.2.6.4. Yiiklenici tarafindan (ehin dilecek yedek pargalarda alt maddelerde belirtilen (\ ‘/
kusuralar bulunmayacaktir. /A V ( -

3.264.1. Kink ( ) \/ (\

32643, Paslanma p 1) ] Vv
4

.
3.2.6.44. Deformisyon v n J

3.2.64.5. Boy

3.2.6.5. Yi
iceren cihaz
diizenleyecekyye i

3.3. Antbalajlama ve Etiketleme Istekleri 4
3.3.1. / Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar ihale doki‘ﬁlgnda belirtildigi gibi
olacgkt (\
Q Y
/3 V DENETIM VE MUAYENELER IiCiN gv UNE ALMADenetim ve

mugyeneler i¢in numune alma iglemi ylirtrlikkteki Milli a Bakanligi Mal Alimlar
( enetim, Muayene ve Kabul Islemleri Yonergesi esaslariha g‘ye yapilacaktir.

0 D 4.2. Satin alinacak her cihaz tiim aksesuarlar(ile:yrlikte denetim ve muayeneyef?.;t'{‘r%ﬁ\:‘zk i {‘;‘.’\‘l\%g
e, tutulacaktir. (N i o
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a donanimin g¢alisir vaziyette teslim edildigine dair is raporu
eye onaylatacaktir.

kﬁysﬂ dokiilmesi Vv
enlgyher onarim isleminden sonra degistirilen pargalar veﬁzng islemleri




uayeneler, yirtirlikte olan Milli Savunma Bakanligg M imlar1
abul Islemleri Yonergesi esaslarina gore yapilacaktir.

5.2. Wi tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tiim cihaz ve élgii

aletlerinin kalibrasyonlarimin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite ﬁ.ﬁa/kurum veya

kurulusun vergigi muayene esnasinda gegerliligi bulunan belge/sertifik eneler sirasinda

muayeng-wve kabul komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. %Taahhﬁt olarak yiiklenici, tretici firma veya yetkili ilcisi/saticis1 firma

tar, nayl iirlin teknik kataloglarina/dokiimanlarina atif y; 111 taahhiit verecek ve
an onayl katalog/dokiiman yazili taahhiide ek yapil . Bu taahhtitler muayene

nda muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecek%

% YARARLANILAN KAYNAKLAR %D

6.1. Uretici tirtin kataloglar.

R

7. EKLER
7.1. Yoktur.
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